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Dnia 21.02.2012 otrzymaliSmy nieodplatnie, kom6rki LC zawieraj4ce

mieszaning ferroelektrycznq o symbolach W206G i W206M, celem
przebadania charakterystyk elektrooptyczna pod k4tem spelnienia wymagari
dla ich bezpo6redniego zastosowania jako modulator6w wi47ki laserowej dla
interferometru laserowego. Kom6rki bVtV wykonane w WAT w ramach
prowadzonego przez Pana projektu kluczowego POIG.01.03.01-14-016/08 pt.

,Jrlowe materialy fotoniczne i ich zaawansowane zastosowania". W
laboratoriach naszej firmy przeprowadzono badania wyzej wymienionych
kom6rek. Zbadano parametry kom6rek takie jak: czas przelqczania oraz
kontrast w funkcji temperatury. Do tego celu wykorzystano specjalnie
zbudowane stanowisko badawcze, w sklad kt6rego wchodzil stabilizowany
laser He-Ne, mikroprocesorowy uklad zadawania i stabilizacji temperatury,
optyczny uklad pomiarowy oraz komputer z funkcjaoscyloskopu.

Przeprowadzone badania pozwolily ocenii przydatnoS6 opracowanych
kom6rek cieklokrystalicznych zar6wno do zastosowafi w technice stabilizacji
czgstotliwoSci laser6w jak i w technice r6znicowego pomiaru polo2enia wi4zki
laserowej. Wyniki badari stanowiq podstawp do modyfikacji parametr6w
technicmych kom6rek cieklokrystalicznych i do poprawy parametr6w
mieszaniny cieklokrystalicznej. Poni2ej zamieszczono przykladowe wyniki
pomiar6w kom6rki z mieszanin4 W206G (dla mieszaniny W206M uzyskano
nieznacznie gorsze wyniki czgstotliwoSciowe). Z otrzymanych wykres6w
wynika, 2e optymalizacja parametru kontrastu kom6rki odpowiada
temperaturze okolo 50 oC, czylitakiej jaka wystgpuje w glowicy laserowej.
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Rys.l Zale2noSi kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czgstotliwo$ci
przelqczaniaF=l00Hz
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Rys.2 Zale1no6i kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czgstotliwoSci
przelqczaniaF= | kHz
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Rys.3 Zale2no56 kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czEstotliwoSci
przelqczaniaF =ZkHz
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Rys.4 ZalehnoSi kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czgstotliwoSci
przelqczaniaF=3kHz
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Rys.S Zalehnoil kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czqstotliwoSci
przelqczaniaF = 4kHz
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Rys.6 ZalehnoSi kontrastu od temperatury dla kom6rki z materialem W206G dla czqstotliwoSci
przelqczaniaF=5kHz

Otrzymane wyniki pomiar6w potwierdzaj4 przydatnoS6 wyzei
wymienionych kom6rek do zastosowania w glowicach wytwarzanych przez
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nasze finnQ laserowych interferometr6w LSP30-3D, LSl0 oraz HPI-3D'
w ukladzie stabilizacji lasera. Ponadto, bardzo atrakcyjna bqdzie mo2liwoSi
zastosowania tych kom6rek w ukladzie detekcji poloZenia wiqzki, co wymaga
dalszym prac nad popraw4 kontrastu i jednorodnoSci obszaru aktywnego.

Maj 4c na uwadze dotychczasow4 wsp6lprac9 i dalsry rozw6j powyZszych

vzqdzeh, jesteSmy zainteresowani dalszq formalnq wsp6lpracq i proponujemy
koordynacjq wzajemnych dzialah celem budowy, testowania oraz wdro2enia
optycznych element6w cieklokrystalicznych w technologii laserowej.

Jednocze6nie informujq, iz pragniemy zam6wi6 partig kom6rek do

zastosowafi przemyslowych w interferometrach laserowych.

Z wyrazami szacunku
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